Załącznik Nr 1 (OPZ) do SIWZ

Nr sprawy ZP 39-199009

Opis Przedmiotu Zamówienia
Wymagania techniczne – ICP OES
Spektrometr ICP-Dual (równoczesny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP 
z podwójnym systemem obserwacji plazmy poziomej)
	Wymagana jest fabrycznie nowa aparatura o następujących parametrach technicznych:


	Parametry oferowanej aparatury (należy wpisać oferowany parametr lub zaznaczyć odpowiednio

TAK / NIE )

	1.
Spektrometr emisyjny ICP musi być równoczesny, czyli powinien zapewniać
jednoczesny dostęp do linii emisyjnych:

- analizowanych pierwiastków

- pierwiastków stosowanych jako wzorce wewnętrzne

- pierwiastków stosowanych do międzypierwiastkowej korekcji interferencji

oraz umożliwiać jednoczesny pomiar tła występującego po obydwu stronach
rejestrowanych linii emisyjnych.


	TAK / NIE

	2. 
Jednoczesny dostęp do wyżej wymienionych linii emisyjnych musi zapewniać system optyki typu Echelle z detektorem lub detektorami półprzewodnikowymi, na 2 wymiarowej matrycy w postaci odseparowanych rzędów gwarantujących ciągłe pokrycie długości fal.


	TAK / NIE

	3.
Wymagany zakres spektralny od 167 nm do 840 nm.  Rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 7 pm przy 200 nm.


	TAK / NIE

	4.
Wymagany dostęp do 100% widma w oferowanym zakresie.


	TAK / NIE

	5.
Wymagany system plazmy o geometrii poziomej z podwójnym systemem obserwacji: osiowym, zapewniającym niskie granice wykrywalności oraz radialnym, korzystnym przy oznaczaniu pierwiastków o niskich potencjałach wzbudzenia w szerokim zakresie stężeń gwarantującym liniowość kalibracji przy pracy z dużymi stężeniami tych pierwiastków w analizowanych próbkach. Nie dopuszcza się manualnego pozycjonowania palnika. Palnik plazmowy musi posiadać możliwość wyjęcia rurki wtryskiwacza do rutynowych czynności konserwacyjnych bez gaszenia plazmy. 


	TAK / NIE


	6.
Wymagany półprzewodnikowy generator wysokiej częstotliwości RF o częstotliwości nie większej niż 28 MHz.


	TAK / NIE

	7.
Spektrometr emisyjny ICP musi być standardowo wyposażony w poziomy, rozbieralny lub semi-rozbieralny palnik kwarcowy duo, z kwarcową centralną rurką wtryskiwacza, cyklonową komorę mgielną do pracy z roztworami wodno-kwaśnymi, szklany rozpylacz koncentryczny i rozpylacz ultradźwiękowy.


	TAK / NIE

	8.
Cewka   indukcyjna   i   półprzewodnikowy   generator   wysokiej   częstotliwości   RF chłodzone wodą za pomocą jednego zamkniętego układu chłodzenia.


	TAK / NIE

	9. Detektor zapewniający brak rozmycia (bloomingu), chłodzony do co najmniej -45°C. Technologia detektora musi umożliwiać nieniszczący odczyt poziomu rejestrowanego sygnału w dowolnym punkcie, z częstotliwością odczytu dobieraną indywidualnie przez oprogramowanie dla każdego piksela.


	TAK / NIE

	10. Układy optyczne muszą być podgrzewane powyżej temperatury otoczenia z regulacją termostatyczną, zapewniającą stabilność nie gorszą niż ± 0,1° C.


	TAK / NIE

	11. Zużycie gazu do przedmuchu układu optycznego nie powinno przekraczać 2L/min. podczas rutynowej analizy próbki oraz 1 L/min. w stanie gotowości. System wymaga tylko jednego gazu roboczego. Instalacja argonowa.


	TAK / NIE

	12. Wbudowany optyczny czujnik przepływu cieczy z odciągu komory mgielnej, umożliwiający bezpieczne, zautomatyzowane odcięcie plazmy w przypadku zablokowania linii lub odłączenia przewodu pompy. 


	TAK / NIE

	13. W pełni zintegrowana, co najmniej 4-kanałowa pompa perystaltyczna do wprowadzania próbek (z co najmniej 12 rolkami).


	TAK / NIE

	14. Kompaktowa konstrukcja aparatu o wadze nie większej niż 90 kg.


	TAK / NIE

	15. Oprogramowanie spektrometru (z polską i angielską wersją językową, kompatybilne ze środowiskiem Windows) powinno umożliwiać:

- rejestrację sygnałów zmiennych w czasie,

- pełną kontrolę instrumentu z możliwością wyświetlania parametrów w czasie rzeczywistym,

- w pełni zautomatyzowane włączenie i wyłączenie aparatu,

- dostęp do rezultatów przez połączenie sieciowe,

- możliwość wyboru różnych parametrów plazmy dla wybranych pierwiastków w tym samym cyklu analitycznym,

- automatyczną korekcję interferencji możliwą we wszystkich trybach pomiarowych, w tym jednoczesną korekcję tła i korekcję od standardu wewnętrznego oraz korekcję międzypierwiastkową,

- automatyczny wybór miejsca do korekcji tła z możliwością edycji wielkości i lokalizacji obszarów integracyjnych,

- wbudowane funkcje kontroli jakości pomiarów,

- możliwość wielozadaniowej pracy oprogramowania, tj. możliwość tworzenia nowej metody lub przeliczania rezultatów z poprzedniej metody w czasie bieżącej analizy
- podłączenie i kontrolowaną obsługę automatycznego podajnika próbek za pomocą oprogramowania spektrometru.


	TAK / NIE

	16.
Wyposażenie spektrometru musi obejmować następujące akcesoria:

- rozpylacz ultradźwiękowy USN z min. dwoma zapasowymi płytkami drgającymi
                      szt. 1

- automatyczny podajnik próbek min. 240 pozycyjny                          szt. 1

- osłona podajnika próbek z filtrem                                                         szt. 1

- statyw na probówki 15 ml do podajnika próbek
                      szt. 4

- części zużywalne układu podawania prób


szt. 1
  (fabryczny zestaw wężyków i uszczelek)

              

- poziomy, kwarcowy palnik plazmowy duo
              
szt. 4

- rurka centralna wtryskiwacza palnika 

              szt. 8

- rozpylacz z materiału odpornego chemicznie, do zawiesin 
szt. 3

- rozpylacz V rowkowy


szt. 1

- rozpylacz koncentryczny


szt. 1

- rozpylacz do solanek


szt. 1

- zestaw do standardu  wewnętrznego


szt. 2

- komora mgielna


szt. 2

- rurki do pompy na próbki


szt. 60

- rurki do pompy na ścieki


szt. 60

- rurka pobierająca do podajnika próbek z kapilarą


szt. 2


	TAK / NIE

	17. 
Podane przez producenta granice wykrywalności przyrządu nie gorsze niż:

Pierwiastek - długość fali
ppb
Al         167.017
0.15
As         189.042
1.50
Ba         455.403
0.05
Ca         393.366
0.04
Cd         228.802
0.09
Cu         324.754
0.50
Fe         259.940
0.30
K          766.491
0.90
Mg         279.553
0.02
Mn         257.610
0.08
Na         589.590
0.50
Pb         220.350
1.40
Zn         213.860
0.20

	TAK / NIE

	18.
Wykonawca zapewnia gwarancję w wymiarze określonym w Formularzu ofertowym w wymiarze:

Ważne: 

· Wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 
· W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne aktualizacje oraz serwis w miejscu użytkowania sprzętu.
	……. miesięcy

	19.
Instalacja i szkolenie w laboratorium IBL 

Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi spektrometru  i oprogramowania dla 5 pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
	TAK / NIE


Ważne:
Do oferty należy dołączyć:

Folder i opis techniczny zawierający dane umożliwiające porównanie parametrów oferowanego urządzenia z wymaganiami SIWZ (Zamawiający dopuszcza załączenie folderu w j. angielskim); 

	................................... dnia .......................
	..................................................................................

	      (miejscowość)
	              (pieczątka i  podpis Wykonawcy)
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